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| Sposéb wykrywania peknicé powierzchniowych lub zmian struktury

przedmiotéw metalowych za pomoca pradéw wirowych

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad pomiarowy do wy-
krywania peknie¢ powierzchniowych lub zmian struktury
przedmiotéw metalowych za pomocg pradow wirowych.
Wynalazek nalezy do dziedziny technikibadan nieniszczg-

90843
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Istota sposobu wykrywania peknieé wedlug wynalazku
polega na tym, ze przed pomiarem dokonuje sig zerowanie
ukladu za pomocay fazy sygnalu pradowirowego z cewki
pomiarowej powietrznej, a wielkosé pekniecia lub zmiany

cych materialow metalowych. 5 struktury badanego przedmiotu metalowego okresla sig za .
Znany sposéb wykrywania peknieé powierzchniowych pomocg pomiaru przesunigcia fazy tego sygnatu,

wykorzystuje zmiany amplitudy sygnalu z cewki pomiaro- W sposobie wedlug wynalazku zerowanie ukladu nie
'wej przesuwanej bezposrednio po powierzchni badanego wymaga odrywania cewki pomiarowej od powierzchni
przedmiotu metalowego. W czasie przesuwania cewki badanej. W ten sposob przyspiesza sie dokonywanie po-
z miejsca nieuszkodzonego na uszkodzone w cewce wyste- 10 miaru, ktéry mozna przeprowadza¢ réwniez w miejscach
puje zmiana opornosci urojonej. Zagadnienie zmiany opor- trudno dostepnych, zwlaszcza w ktérych nie ma miejsca na
nosci urojonej cewki znane jest w radiotechnice jako odrywanie cewki. Ponadto cewka pomiarowa jest powie-
wplyw ekranowania na wlasnosci cewek i opisane przez trzna i posiada gléwke z materialu odpornego na scieranie,
F.E. Termana w ksigzce pt. ,,Radiotechnika” rozdziat 2. co gwarantuje jej dluga zywotnosé.

Zmiany opornosci cewki zamieniane sg nastepnie w ukla- 15 Sposob wykrywania pekni¢é powierzchniowych lub
dzie generacyjnym na zmiany amplitudy. W ukladzie gene- zmian struktury przedmiotéw metalowyeh za pomoca pra-
racyjnym ze strojonym obwodem siatki i anody, napiecie déw wirowych indukowanych przez cewke pomiarowq
wyjsciowe okreslane jest przez stosunek opornosci urojo- wedlug wynalazku rozpoczyna si¢ od zerowania ukladu
nych obwodéw strojonych anodowego i siatkowego. Jeden gdy céwka pomiarowa znajduje sie w miejscu przyjetym za
z tych obwodow stanowi cewke pomiarowg przesuwangpo 20 wzorcowe badanego przedmiotu metalowego. Uklad zeru-
badanym przedmiocie metalowym. Przed pomiarem cewke je sie za pomocg fazy odbieranego sygnatu pradowirowego.
pomiarowg nalezy kilkakrotnie przykladaé i odrywaé od Dla okreslonego materialu bez wady obwéd pradowirowy
badanej powierzchni celem wyzerowania i uzyskania posiada okreslong opornosé rzeczywista zalezng od prze-
‘wlasciwej czulosci ukladu pomiarowego. Uzyskanie dosta- wodnosci badanego materiatu i czgstotliwosci pomiarowej,
tecznej wykrywalnosci wad, zwlaszcza polozonych w po- 25 oraz indukeyjnosé zalezng od wymiaréw cewki pomiaro-
blizu krawgdzi badanego przedmiotu, wymaga zastosowa- wej i wspélczynnika przenikalnosci magnetycznej badane-
nia cewki pomiarowej o matlej srednicy i o duzej dobroci. go przedmiotu. W czasie przesuwania cewki pomiarowej
W tym celu cewka wyposazona jest w precikowy rdzen po powierzchni badanego przedmiotu metalowego i napot-
ferromagnetyczny; oraz stosuje si¢ czestotliwosé pomiaro- kania pekniecia wystepuje zmiana opornosci rzeczywistej
wg okoto 5 MHz. 30 obwodu pradowirowego, poniewaz zwieksza si¢ droga dla
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' ~ pradu wirow‘egd,v ktoéry musi to peknigcie oplyngé. Zmiana

- opornoéci przy niezmienionej indukcyjnosci poweduje -
- zmian struktury przedmiotéw metalowych za pomocq pra-

zmiane fazy pradu plyngcego w obwodzie pradowirowym.

Prad ten indukuje w- cewce pomiarowej napiecie ktére -

stanowi sygnal pradowirowy od badanego przedmiotu.

‘metalowego.
Sposob wedlug wynalazku zapewnia duzg wykrywal-
nosé pekni¢é powierzchniowych lub zmian struktury me-

talowych elementéw konstrukcyjnych przy zastosowaniu.

czestotliwosci rzedu 0,5 MHz oraz cewki powietrznej wy-
posazonej w gléwke o duzej odpornosci na scieranie.

.
_ Zastrzetenie patentowe
Sposéb wykrywania . peknigé powierzchniowych lub___

déw wirowych indukowanych w badanym przedmiocie

- metalowym cewkq pomiarowg przesuwang bezpodrednio -

po powierzchni tego przedmiotu, znamienny tym, ze przed
pomiarem zeruje si¢ uklad za pomocq fazy sygnatu prado-
wirowego odbieranego przez cewke pomiarowgq powietrz-
ng z miejsca uznanego za nieuszkodzone, a wielkosé pek-

10 pigcia lub zmiany struktury okreéla me za pomocg pomiaru

, Przesuniecia fazy tego sygnalu .

Sklad wykonano w DSP, zam. 1230
Druk w UP PRL, naktad 125 + 20 egz.

o
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